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摘要(译)

一种用于进行过敏测试的装置（10），其包括具有第一表面（12）和第
二表面（13）的容器单元（11）。 容器单元（11）包括多个腔体
（22），每个腔体被布置用于接收变应原容器（14），该变应原容器包
括支撑材料（18）和刺穿工具，该刺穿工具固定在支撑材料（18）的位
置处。 当压力施加在第二表面（13）上时，支撑材料（18）被压缩，从
而使穿刺工具（19）从第一位置（25）移位，其中在所述第一位置 至少
一个穿刺尖端（24）与第一表面（12）至第二位置（26）相距第一距
离，其中，在所述第二位置（26），至少一个穿刺尖端（24）处于相对
位置。 距第一表面（12）的第二距离。
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